a

The ihvention is based on a circuit for raster correction in a television

devi ce according to the preanble of ¢laimi1. Wth this type of circuit, the

value of the current fed to the ERPSUBESBh coil is periodicall'y altered by

a small amount for the adjustment of the respective correction current

requi r ecBesétmeibshgft caused in the deflection raster by this alteration,

I .e. the displacenent of the raster in a vertical or horizontal direction,
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circ w t 50:9 ﬁg l14% ‘ﬁﬁaqret%g%e o7 K1 ?werte fiir das Ablenkraster. Der Speicher M1 erzeugt Giber
den Schalter 2 und die Verstérker 3, 4 in der Korrekturspule 5 einen Korrekturstrom iK jeweils fiir die Konver-
genz von Bildpunkten, die durch ein Gittermuster auf dem Bildschirm definiert sind. Fiir jeden Punkt des Git-
termusters wird in dem Speicher M1 eine Speicherzelle angesprochen.
‘Zusétzlich zu dieser dynamischen Korrektur der Konvergenz aufemanderfolgender Bildpunkte soll noch
35  ein Testvorgang erfolgen, um z.B. die statische Lage des Bildes, die sogenannte Offsetlage, zu stabilisieren.
Zu diesem Zweck erzeugt der Speicher M2 ein Testsignal, das periodisch anstelle des Korrektursignals vom
Speicher M1 {iber den Schalter 2 in der gestrichelten Stellung auf die Korrekturspule 5 gelangt. Dem Testsignal
ist ein Teststrom iT mit einem definierten Sollwert zugeordnet, der durch das Testsignal jeweils erzeugt werden

x\,," soll. Eine Abweichung des Teststromes iT vom Sollwert soll durch die Schaltung ausgeregelt werden. Der Soll-

40  wert des Teststromes iT aufgrund des Testsignals kann z.B. null sein. Zu diesem Zweck ist in den FuBpunkt
der Korrekturspule 5 der Widerstand 6 eingefiigt, an dem die dem Teststrom iT proportionale Spannung Us1
auftritt. Us1 wird dem Komparator 7 zugefiihrt, der einen Vergleich mit dem als Referenz dienenden Sollwert
Usoll durchfiihrt.

Anhand der Fig. 2 wird die Wirkungsweise erldutert. Im Zeitpunkt t1 hat die dem Teststrom iT proportionale

45 Spannung Us1 einen Wert, der unterhalb des Sollwertes Usoll liegt. Der Komparator 7 liefert daraufhin die di-
gitale Ausgangsspannung Us2 mit dem Wert "O". Us2 gelangt an den Mikroprozessor 10, der die beiden Spei-
cher M1 und M2 speist. Der Speicher M2 erhlt jetzt aufgrund des Wertes der Spannung Us2 die Information,
daR der Teststrom iT aufgrund des zugefiihrten Testsignals zu gering ist. Daraufhin werden das Testsignal und
der Teststrom um die Stufe S erhdht. Innerhalb der néchsten Vertikalaustastzeit wird festgestellt, daB sich

60  Us2 nicht geéndert hat, die vorgenommene Korrektur also noch nichts genutzt hat. Deshalb werden im Zeit-
punkt t2 das Testsignal und der dadurch erzeugte Korrekturstrom um eine weitere Stufe S erhht. Im Zeitpunkt
t3 wéhrend der nichsten Vertikalaustastzeit erfolgt eine weitere Erhdhung von Us1 um die Stufe S. Bei dieser
Erhdhung wird der Sollwert Usoll erreicht, woraufhin die Spannung Us2 den Wert "1" annimmt. Dieses ist ein
Signal fir den Prozessor 10 und den Speicher M2, daR die Korrektur erfolgreich war, Us1 seinen Sollwert er-

65  reicht hatund eine weitere Korrektur nicht erforderlich ist. An sich kdnnte jetzt die Schaltung in diesem Zustand
mit dem eingesteliten Teststrom und dem daraufhin zugefiihrten Korrekturstrom iK verbleiben.

Wenn jedoch iiber eine l&ngere Zeit eine Abweichung in entgegengesetzter Richtung auftritt und gemag
der gestrichelten Kurve K die Spannung Us1 in entgegengesetzter Richtung abv@:cht, wiirde der Komparator
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invention and Fi g. 2 curves for explaining the nenner of operation. In
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2. Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR der Testvorgang jeweils wahrend der Ver-
tikalaustastzeit erfolgt.

Qeme Stufe (S) vom Sollwert (Usoll) abweicht.

85 3. Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da der Testvorgang jeweils wahrend der Hori-
zontaustastzeiterfoigt.

' 4. Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da ein Eingang eings die Korrektur-Ablenkspule

[N {5) speisenden Verstarker (3) iiber einen Umschalter (2) periodisch abwechselnd mit dem Ausgang eines

40 Speichers (M1) fiir den Korrekturstrom (iK) und mit dem Ausgang eines Spelchers(MZ) fiir den Teststrom
{(iT) verbunden ist. ‘-?,_- 7

5. Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB eine Anderung des Korrekturstroms (iK) nur
dann erfolgt, wenn der Teststrom (iT) um mehrere Stufen (S) vom SolIwertiUsoll) abweicht.

45
Claims A
-g‘,':‘ .o
1.  Adcircuit for raster correction in a television device with which, in a test process, a test signal is periodically
80 supplied to the deflection circuit, the test current (iT) flowing thereupon and a desired value {(Usoll) are

fed to a comparator (7) the digital output signal (Us2) of which, via a processor (10), acts upon a memory
{M2), which supplies the test signal, and alters the deflection current by oné step (S) in-each case until
the deflection current oscillates about the desired value (Usoll) by one amplitude step (S), in which the
processor (10) acts upon a memory (M1) which supplies the correction current (iK) for the visible picture,
&5 characterised in that the test process with the oscillating motion only occurs during a time in which the
picture is invisible and an alteration of the correction current (IK) for the visible time of the picture only
occurs when the test current (iT) deviates by more than one step (S} from the desired value (Usoll).
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S, e. (g2, Schiitund hdckanspruch QLEadtﬂbIG@ﬂcennzeichnet daf der Testvorgang jeweils wahrend der Ver-
tikalaustastzeit erfolgt. .

35 3. Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dai der Testvorgang jeweils wéhrend der Hori-
zontaustastzeiterfolgt.

4. Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da® ein Eingang eines die Korrektur-Ablenkspule

(5) speisenden Verstarker (3) Giber einen Umschalter (2) periodisch abwechselnd mit dem Ausgang eines

40 Speichers (M1) fur den Korrekturstrom (iK) und mit dem Ausgang eines Sperchers (M2) filr den Teststrom
(iT) verbunden ist.
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5. Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR eine Anderung des Korrekturstroms (iK) nur
dann erfolgt, wenn der Teststrom (iT) um mehrere Stufen (S) vom Sollwert;UsollS abweicht.
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Claims F
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1. Adcircuit for raster correction in a television device with which, in a test process, a test signal is periodically
50 supplied to the deflection circuit, the test current (iT) flowing thereupon and a desired value (Usoll) are

fed to a comparator (7} the digital output signal (Us2) of which, via a processor (10}, acts upon a memory
{M2), which supplies the test signal, and alters the deflection current by oné step (8) in each case until
the deflection current oscillates about the desired value (Usoll) by one amplitude step (S), in which the
processor (10) acts upon a memory (M1) which supplies the correction current (iK) for the visible picture,
§5 characterised in that the test process with the oscillating motion only occurs during a time in which the
picture is invisible and an alteration of the correction current (iK) for the visible time of the picture only
ocours when the test current {iT) deviates by more than one step (S) from the desired value (Usoll).
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case guring the hori zontal bl anking i nterval 4. A circuit according to
claiml, sebdaatishd sed in that an input of an anplifier (3) supplying the
correction deflector coil (5) is connected, in a periodically alternating
way, Viaqa eiimilgecof¥dibn deMaing Bars 8) uéléwéehhdanbmmtammrsumn processwe d'gssglMinsighar t he
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steps (S). plitude (S)autour de la valeur de consigne (Usoll), le processeur (10) influant sur uné mémoire (M1) dé-

livrant le courant (iK} de correction de I'image visible, caractérisé en ce que le processus d’essai avecle

25 processus oscillant ne se produit que pendant un intervalle non visible de I'image, et qu ‘une modification
du courant (i) de correction de Fintervalle visible de 'image ne se produit alors que lorsque le courant
d'essai (IT) s’écarte de la valeur de consigne (Usoll) de plus d’un étage (S). .-

2. Circuit selon la revendication 1, caractérisé en ce que le processus d’essai se produit & chaque fois pen-
30 dant I'intervalle de suppression de trame.

3. Circuit selon la revendication 1, caractérisé en ce que le processus d’essai se produit & chaque fois pen-
dant I'intervalle de suppression de ligne. &

35 4. Circuitselonlarevendication 1, caractérisé en ce qu'une entrée d’'un amplificateur (3) alimentantia bobine
de balayage correctrice (5) par le biais d'un commutateur (2) est reliée de maniére alternée périodique-
ment & la sortie d'une mémoire (M1) pour le courant de correction (iK) et 4 la sortie d’'une mémoire (M2)
pour le courant d’essai (iT).

4 5. Circuit selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'une modification du courant de correction (iK) ne
se produit que lorsque le courant d'essai (iT) s'écarte de plusieurs étages (S) de la valeur de consigne
(Usoll).



